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摘要(译)

一种用于检测显示面板的方法，所述显示面板包括用于驱动电致发光器
件的阵列基板，阵列基板包括阵列布置的像素电极以及驱动所述像素电
极的像素开关阵列。该方法包括如下步骤：S1、向制作完成的阵列基板
施加第一驱动信号，监控像素电极上的第一电压；S2、在阵列基板的各
个像素电极上形成第二电极；S3、向被形成有第二电极的阵列基板施加
第二驱动信号，监控流过第二电极的第二电流；其中像素电极是所述电
致发光器件的阴极和阳极中的一个，第二电极是所述电致发光器件的阴
极和阳极中的另一个。该检测方法不需要制作有机发光层，使得整个的
检测过程的成本得以大大降低。同时，也排除了有机发光层的制作中可
能引入的新的缺陷带来的干扰，简化了显示面板的检测过程，降低了检
测的复杂性，有助于提高检测效率。
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